
















专利名称(译) 用于测试信号线的液晶显示装置
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种液晶显示装置结构，用于测试显示信号线。显示结构提高了检
测数据信号线中的短路或开路的灵敏度。在显示器中，第一检测线共同
连接液晶显示面板的奇数数据信号线，第二检测线共同连接液晶显示面
板的偶数数据信号线。第一和第二静电放电（ESD）防止电路分别连接
到奇数和偶数数据信号线。第一电极线共同连接第一ESD防止电路，第
二电极线共同连接第二ESD防止电路。电阻在公共电极线之间串联连
接，以增加两条检测线之间的可检测的临界电阻，从而提高信号线故障
检测的灵敏度。
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